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Badanie profilu powierzchni soczewek kontaktowych
metoda mikroskopii sit atomowych (AFM)
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Na szczegblng uwage zastuguje badanie przeprowa-
dzone przez grupe polskich naukowcow dotyczace
oceny profilu powierzchni soczewek kontaktowych. Do
pomiaru powierzchni soczewek wykorzystano mikro-
skop sit atomowych (AFM).

AFM jest czesto stosowang metodg diagnozowania
probek. organicznych lub biologicznych ze wzgledu na
zdolnosé, pomiaru w $rodowisku natywnym. W przy-
padku soczewek kontaktowych powierzchnia jest trud-
na do badania ze wzgledu na fancuchowg strukture
polimeréw, wysoka hydratacje, nasycenie dodatkowy-
mi zwigzkami oraz obecno$¢ pozostatosci procesu
produkcyjnego.

W artykule przedstawiono wyniki badarn pomiaréw po-
wierzchni 7 soczewek kontaktowych planowej wymia-
ny'dostepnych obechie na polskim rynku. Oceniano
mi.in. nastepujace parametry powierzchni soczewek:
Srednig szorstkos¢, odchylenie standardowe S$redniej
szorstkosci (RMS)!, skosnosé?, kurtoze?.

Wykazano, ze soczewki kontaktowe wytwarzane przy
uzyciu najnowszych metod, takich jak dwustopniowa
polimeryzacja lub rozciaganie taricuchow krzemu wy-
kazujg mate odchylenie standardowe RMS, mniejsze
niz 10 nm, w poréwnaniu ze starszymi generacjami
soczewek kontaktowych, ktoére utrzymujg RMS na
poziomie kilkudziesieciu nanometrow.

Dokonano réwniez porébwnania wynikéw otrzymanych
przy pomocy dwdch roznych mikrosond: typowej krze-
mowej i krzemowej pokrytej alkilosilanem.

W rezultacie parametry chropowatosci powierzchni sg
wyzsze w przypadku sond pokrytych alkilosilanem niz

w przypadku typowej sondy krzemowej. Nasuwa sie
wniosek, iz wtasciwy dob6r materiatu sondy ma zna-
czacy wptyw na wynik badania.

Zmierzone parametry pokazaty, ze trzy soczewki
kontaktowe, mianowicie Bausch+Lomb ULTRA®, Oasys
i Biofinity, sposrod siedmiu badanych, majg powierzch-
nie 0 najnizszej chropowatosci pod wzgledem RMS.

1. (RMS) — btad $redniokwadratowy, jest liczony jako
pierwiastek z wartosci sredniej sumy kwadratéw wyso-
kosci punktéw badanej powierzchni. Wspotczynnik
RMS jest powszechnie stosowany do oceny jakosci
powierzchni optycznych i jest statystycznie istotny,
poniewaz analizuje odchylenie standardowe wysoko-
sci profili.

2. Skosnos¢ (Skewness) — parametr okreslajgcy po-
chylenie powierzchni. Wartosci bliskie zeru bedg ozna-
czac, iz powierzchnia prébki jest symetryczna do po-
wierzchni odniesienia. Wartosci powyzej zera beda
Swiadczy¢ o przewadze wypietrzen w profilu zas, jezel
bedzie przyjmowat wartosci ponizej zera, na po-
wierzchni probki bedg przewazaé zagtebienia.

3. Kurtoza — parametr charakteryzujgcy rodzaj wypie-
trzen i zagtebien. Jezeli parametr jest wiekszy od
3 — wypietrzenia i zagtebienia bedg miaty ,ostry”
i bardziej zwarty i kolczasty charakter. Jezeli parametr
przyjmie wartosci ponizej 3 — wypietrzenia i zagtebienia
bedg bardziej zwarte i jednorodne — na powierzchni
probki pojawiajg sie charakterystyczne bable.
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